Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.156.2015.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa aparatu mierzacego powierzchnie i porowatosé- 1 szt.

Lp. PARAMETRY MINIMALNE OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGHO URZADZENIA
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Aparat mierzagcy powierzchnie i porowatos¢ - 1 szt. Aparat mierzacy powierzchnie i porowatos¢ - 1 szt.
1 Automatyczny i analizator powierzchni wtasciwej proszkoéw i ciat statych metodg jedno i wielopunktowg
wg BET i Langmuir'a z mozliwo$cig pomiaru rozktadu porowatosci prébki.
2
Pomiar powierzchni wtasciwej i porowatosci ciat statych i proszkow.
Sposéb pomiaru: metodg réznicowg z zastosowaniem objetosci porownawczej (blizniaczej).
4
Pomiar bardzo matych powierzchni.
5
Przys$pieszanie wykonywania czasu analiz.
6
Czas wykonywania 5 punktowej analizy powierzchni wtasciwej, nie wiecej niz 8 minut.
7 Automatyczny pomiar wolnej przestrzeni przy pomocy helu.
8 Wykorzystywanie do obliczen zmierzonej wartosci wolnej objetosci, wartosci wolnej przestrzeni z
poprzednich pomiaréw lub wartosci wpisywanych recznie.
9

Pomiar powierzchni wtasciwej co najmniej 0,01 m2.
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10
Pomiar catkowitej powierzchni co najmniej 0,1 m2.
11
Pomiar probki metodg jednopunktowa i wielopunktowa wg BET i Langmuir'a.
12 : - : .
Pomiar catkowitej porowatosci probki.
13
Dopuszczalny btgd pomiarowy rzedu 1 m2/g nie przekraczajacy 1%.
14 . . ra . . e e I
Pomiar objetosci catkowitej i dystrybucji poréw: od 4,4 x 10-6 cm2/g.
15
Cisnienie wzgledne: od 0 do 1,0 P/Po (dla adsorpgc;ji).
16 . . )
Analizy materiatdw mikroporowatych metodg t-plot przy zastosowaniu teorii Harkins-Jura i/lub Halsey’a.
17 ] )
Pomiar STSA dla wegla aktywnego i sadzy.
18 . .
Pomiar z korekcjg Kruk-Jaroniec-Sayari oraz Fass.
19 Analizy materiatow DFT, 2NLDFT i NLDFT,BJH, Bubinin-Radushkievich, de Boer’a, Horvath-Karwazoe,
Saito-Foley i inne.
20 Stosowanie gazéw analitycznych: azot, argon, tlen, dwutlenek wegla, butan, metan i inne lekkie
weglowodory.
21
Automatyczna kompensacja gradientu temperatury w kapieli ciektego azotu.
22 Obstuga aparatury z panelu kontrolnego jak i komputera.
23 Co najmniej 1 stanowisko analityczne.
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24
Naczynie z chtodziwem (dewar analityczny) umozliwiajgcy prace minimum 8 h.

25 Kontrola zanurzenia komory z probkg w chtodziwie (maksymalnie w dwu pozycjach: brak zanurzenia
i petne zanurzenie) bez koniecznosci sukcesywnej zmiany potozenia naczynia w celu uzyskania
dokfadnych pomiaréw.

26 Pompa prézniowa wbudowana lub wolnostojgca: z ci$nieniem koncowym co najmniej 25 x 10-3 mmHg
—dla czg$ci analityczne;j.

27 )

Probka pomiarowa szklana o objetosci pomiedzy 4-8 cm3, min 6 sztuk.

28 Zestaw standardowych materiatéw eksploatacyjnych (uszczelki, materiaty referencyjne do pomiaru
powierzchni 5,8 m2/g 0,1 m2/g op. a 15g i mezo/mikroporéw).

29 . .

Reduktor do azotu laboratoryjny dwustopniowy.

30 . )
Reduktor do helu laboratoryjny dwustopniowy.

31 Oprogramowanie umozliwiajgce: przetwarzanie danych, sterowanie aparatem, archiwizacje danych,
mozliwo$¢ wydruku danych, przesytania danych za pomocg sieci komputerowe;.

32

Zasilanie 100-230 V, 50/60 Hz.

Data i podpis
Wykonawcy:
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